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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN IEC 62836:2024 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN IEC 62836:2024.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le texte du document 112/627/FDIS, future édition 1 de IEC 62836, préparé par le CE 112 de l'IEC, 
"Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique", a été soumis au vote 
parallèle IEC-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN IEC 62836:2024. 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en application au 
niveau national par publication d’une norme nationale identique ou par 
entérinement 

(dop) 2025-01-03 

• date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être 
annulées 

(dow) 2027-04-03 

 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information et toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits 
organismes se trouve sur le site web du CENELEC. 

Notice d’entérinement 

Le texte de la Norme internationale IEC 62836:2024 a été approuvé par le CENELEC comme Norme 
Européenne sans aucune modification. 
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